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Slovni vyjadieni, komentiie a pfipominky oponenta:
Predkladand prace se zabyva pozorovanim nanostruktur oxidu wolframu ptipravenych na slidové
podloZce. Téma prace je aktudlni, s aplikaci v chemickych polovodi¢ovych senzorech, pracujich
pfi pokojové teploté. Prace je roz&lendna do jednotlivych kapitol s logickou ndvaznosti. Po uvedni
do soutasného stavu studované problematiky se autorka zabyva experimentalni metodou
skenovaci elektronové mikroskopie, zmifluje piipravu studovanych vzorki zahrani¢nim partnerem
v Marseille a podrobné se zabyvé ziskanymi vysledky a jejich statistickym zpracovanim. Prace je
napsand velmi dobfe a pe¢livé bez jazykovych a véenych chyb.
Autorka vramei své bakalafské prace zvladla techniku skenovaci elektronové mikroskopie
a naudila se ovladat experimentalni zafizeni k tomu uréené — Tescan Mira I LMH.
Domnivam se, e predkiddand préce je uZitetnou ¢asti k celkovému pohledu na problematiku
wolfram oxidovych nanoty&inek, ktery v sobé zahrnuje dali experimentdlni metody (napf. rtg
fotolektronovou spektroskopii XPS, rentgenovskou difrakci XRD, transmisni elektronovou
mikroskopii, mikroskopii atomérnich sil, TEM, AFM a dalsi).
Cil préace, pouZit exp. metodu SEM pro studium nanoty¢inek oxidu wolframu a porovnat ristové
parametry vzorki piipravenych riiznym zpUsobem, byl spinén.
K textu mam pouze tyto piipominky:

e Kap. 6—vtab. & 2 jsouuvedeny parametry p¥ipravy vzorkl pro dva rozdilné druhy slid B

a X, o nichz neni v pfedchozim textu zminka.

e Kap. 6,tab. & 1a2,kap. 8, tab. &. 5, 6, 7 a 8 — nedplné uvedeny jednotky teploty T»

Piipadné otazky pri obhajobé a naméty do diskuze:
e Kap. 5.2 parametry pouZité pfi méfeni v médu RESOLUTION se znatné odliSuji od textu
e —ykap:-S:1-(velkéurychlovaci papéti, mald pracovni vzdalenost).- Chybi mi-zde zddvodnéaf - -— -
pro volbu téchto hodnot.

K predkladané praci nemdm jinak Z&dné vyhrady, pouze bych uvital, adkoliv to nebylo cilem
prace, alespofi ukdzkove i pripadné vysledky z EDX analyzy, kterou aparatura, na niz bylo
provedeno mé¥eni, umoZiiuje.
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